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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE COUPLAGE POUR FIBRES OPTIQUES

Partie 3: Spécification intermédiaire —
Dispositifs de couplage dépendant de la longueur d’onde

AVANT-PROPOS

1) lLes décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniq

2) [Ces décisions constituent des recommandations internationales et so

3) [Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEl e

derniére.

La| présente partie de la Norme i
86P: Dispositif d’interconnexion
d’Etudes n° 86 de la CEl: Fibres

s, préphrés par des
, expriment

dlies par les

bs nationaux

adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandatio sure ou les
conditions nationales le permettent. Toute divergence” entreNa et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étreindiquée ¥n termes clairy dans cette

été établie par le Sous-Comité
a ftibres optiques, du Comité

Cette deuxiéme éditio parue en
19B7.
Le|texte d
Wes Six Mois Rapport de vote
\) 86B(BC)45 86B(BC)67
Le| rapport te indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information gur le vote

aypnt.dabouti & I'approbation de cette partie.

Les annexes A et B sont données uniquement 3 titre d’information.
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FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by
which |all the National Committees having a special interest therein are represenie

possitlle, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

Commiittees in that sense.

3) In ordpr to promote international unification, the IEC expresses
should adopt the text of the IEC recommendation for their nafional rules i

permit. Any divergence between the IEC recommendation a

far as[possible, be clearly indicated in the latter.

This paft of International Standard IEC
Fibre ogtic interconnecting devices an
No. 86: Fibre optics.

This se¢ond edition of

The tex{ of this part{s b

Wnths’ Rule

Report on Voting

> 86B(CO)45

86B(C0)67

es on

tional

ittees

Id, as

868B:

87.

Full infexrmation on the voting for the approval of this part can be found in the Vioting

Report indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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DISPOSITIFS DE COUPLAGE POUR FIBRES OPTIQUES

Partie 3: Spécification intermédiaire —
Dispositifs de couplage dépendant de la longueur d’onde

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente spécification intermédiaire s’'applique aux dispositifs de couplage qui
dépendent de la longueur d’'onde.

Il $’agit des dispositifs de couplage de la sous-famille 2.

1.2 Objet

L'gbjet de la présente spécification est de fo
nécessaires a la préparation des spécifications
copplage qui dépendent de la longueur d’onde/ soit:

ons et les régles
les dispositifs de

— les types associés;

- les procédures d’assurans e d’essais

correspondant;
— les méthodes d’essais et

variantes
itiers, les

Cgmme la prése
et| modeles de di

di ension
spgcificationspa

Le normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par shite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEl 875. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEl 875 sont invitées & rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 410: 1973, Plans et regles d’échantillonnage pour les contréles par attributs.

CEl 875-1: 1992, Dispositifs de couplage pour fibres optiques — Partie 1: Spécification
générique.
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FIBRE OPTIC BRANCHING DEVICES

Part 3: Sectional specification —
Wavelength selective branching devices

1 General

1.1  Scope

This secti

These afe sub-family 2 branching devices.

1.2 Object

The obj¢ct of this specification is to provide information 3
detail specifications for wavelength selective branchin

- r<1|ated types;
— quality assessment procedure w

— tests and measuring methods;
— blank detail specifigatioqs.

selective.

n of

Since t pes,
variants ire-
ments wijll only bé

The relationship 8 generi ecification with this subsidiary sectional specification and
with the i and detail specifications is given in annex A of IEC 87p-1

1.3 N¢

The follpwing’ normative documents contain provisions which, through reference in| this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication| the

editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision,

and parties

to agreements based on this part of IEC 875 are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Mem-
bers of IEC and 1SO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

IEC 875-1: 1992, Fibre optic branching devices — Part 1: Generic specification.
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1.4 Types de dispositifs de couplage de la sous-famille 2

Les dispositifs de couplage qui dépendent de la longueur d’onde peuvent étre classés
dans l'un des types suivants:

i) multiplexeur en longueur d’'onde (1.4.1)
ii) démultiplexeur en longueur d’'onde (1.4.2)

iii) multiplexeur/démultiplexeur en longueur d’onde (1.4.3)
a) multiplexeur ou démultiplexeur en longueur d’onde (1.4.3.1)
b) multiplexeur et démultiplexeur bidirectionnels en longueur (1.4.8.2)

Cels types sont tous définis sous forme d'un schéma de circijts\et\d'u rmeygénérale
de| matrice de transfert & des fins de cohérence avec la icati iqde. Cepen-
dapt, les performances d'un dispositif de couplage qui d S onde (sont
représentées de fagon plus pratique sous la forme/d K. Ceﬂ’t"é’“—“
bigaux sont donnés dans l'article 3 ci-dessous.

NOTES

1 Les schémas qui suivent ne correspondent g
de couplage et de ses portes.

du dispositif

2 Dans les schémas donnés ci-dessous, e es qui fi 5 direction de
la puissance optique.

3 Pour la définition de la matrice de transfert, voir ™ O\de la spécification générique (CEl B75-1).
4 Les coefficients dé transfe ent 8gauX a zéro ou un. Les valeurs nominales des coeffi-

1.4.1 Mu@
bst un dispog 8¢ i a N portes d'entrée (1, 2, ..., N) et une seulp porte de
> ¥ optique & la longueur d’onde appropriée pour chaque
ansférée 'vers la porte de sortie unique avec une fajble perte

Ao+ Agto ot Ay
————— e

- CEI 73292

Figure 1

Dans le cas idéal, toutes les portes autres que la porte de sortie sont isolées de la
puissance optique d’entrée.

La matrice de transfert en fonction de la longueur d’'onde est la suivante:
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1.4 Types of sub-family 2 branching devices

Wavelength selective branching devices can be classified into the following types:

i} wavelength multiplexer (1.4.1)
ii) wavelength demultiplexer (1.4.2)

iii} wavelength multiplexer/demultiplexer (1.4.3)
a) wavelength multiplexer or demultiplexer (1.4.3.1)

b) bidirectional wavelength multiplexer and demultiplexer (1.4.3.2)

Each of trix
for cons ance ngth
selective branching device is more usefully shown in the fo bles.

These tgbles are shown in clause 3 below.

NOTE

U7

1 THe schematic diagrams which follow do not negéssar f the
brancHling device and its ports.

2 In|the diagrams shown below, the arrows.0on the pe { tion of travel of optical power.

3  Far the definition of the transfer matrix, (refer

0 1.6. 1
ues of|the transfer coefficients arexindi )

4 The transfer coefficients &
1.41 Wavelen, m
This is & branching d
(figure 1
ferred to

ominally greater than zero. The nomingl val-

dte wavelength for the particular input port is tfans-
low insertion loss. :

A+ x2+....+ Ay
——————— ()

1EC 73282

Figure 1

Ideally, all ports other than the output port are mutually isolated from the input optical
power.

The wavelength dependent transfer matrix is as follows:
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Portes de réception

0 2 I N
a of o o . . . 0
i
p N to] © 0
oL 2| b
¢
t
. !
S [o]
n N tNO 0 0
- - 733192
Chaque coefficient ¢, est, dans le cas idéal, 1 a A, et 0.a esylesaut aongueurs

d'¢nde.

1.4.2 Démultiplexeur en longueur d’onde

prtie et une geule porte

C’est un dispositif de couplage qui a N (1, 2/ ...
d'entrée (0) (figure 2). /\(\
Ayt Ayt Ay <\

(]

)'N:I N

N
Q CEI 734192

d’onde de fonctionnement donnée A;|a I'entrée
portes de sortie. La porte de sortie (i) et adaptée

L3 pUissa i
unjique (0) est'lya

a : ictionnement du dispositif A, . Pour une utilisation a une
lo la pyissance optique est transférée de la porte d'gntrée a la
pa gc une faible perte d’'insertion et les autres portes de sortie

SO 3 3 olées de la puissance optique d’entrée.

en fonction de la longueur d’onde est la suivante:

Portes de réception

0 1 2 . . N
g °| © 1 %2 - - BN
i
Pn1 0 o . . . 0
ol2 0
‘g
vy
®
s .
0
n N| o 0 0
— -l CEI 735192

Chaque coefficient t; est, dans le cas idéal, 1 & A; et 0 a toutes les autres longueurs
d’'onde.
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Receive ports
0 1 N
of o 0 o ]
L 0 1 to] © 0
a
u 0 2| %o
r
n
c t
h S
N t 0 0
B NO IEC 733192

Each copfficient ¢, is ideally 1 at &;, and 0 at all other wavelengths.

1.4.2 Wavelength demultiplexer

This is & branching device having N (1, 2, ...,

ggle input pont (0)
(figure 2). -

Optical power of ating. wavelength A lnput at the single input (0) is trans-
ferred tq one of t { ) A, of

operatian of the de atiom\g rred
from thqg i ‘ out-
put port
The waye
Receive ports
0 1 2 . . N
of o fg to - - fon |
L 1 0 0
a p 2
u ©
n T
c !
h S
N 0 0 0
L 1EC 735192

Each coefficient t; is ideally 1 at A, and 0 at all other wavelengths.
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1.4.3 Multiplexeur/démultiplexeur en longueur d’onde

1.4.31

Mutltiplexeur ou démultiplexeur en longueur d’onde

875-3 © CElI

C'est un dispositif de couplage que I'on peut utiliser comme multiplexeur ou démulti-
plexeur, mais non congu pour une utilisation bidirectionnelle (par exemple, méme type de
composant utilisé de fagon réciproque aux deux extrémités d’'un systéme unidirectionnel
multiplexé en longueur d’'onde, figure 3).

A A
1 —"x_1 Dispositif | o Dispositif ——-3;‘— 1
Do i utilisé / utilisé . i
- 2 comme comme IV
N —s—21 multiplexeur P Y démultiplexeu N

dé
ut

pgquvent étre utilisées en mode

sdrtie, figure 5).

C’est un dispositif de couplage que 'on peut utjliser siguits

..., N, sont
t utilisées
5 N portes
trée et de

Ayr Mgy
CEl 737192
Figure 4
Ay + Ay
. ——— 2l § ]
My +Age Ay g+ Ay
CEl 738192
Figure 5

Ces deux dispositifs (1.4.3.1 et 1.4.3.2) ont des matrices de transfert en fonction de la

longueur d’onde de la méme forme. Cette matrice de transfert est la suivante:
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1.4.3 Wavelength multiplexer/demultiplexer
1.4.3.1 Wavelength multiplexer or demultiplexer

This is a branching device which is capable of being used as a multiplexer or
demultiplexer but is not intended for bidirectional use (e.g. the same component type used
in a reciprocal manner at the two ends of a unidirectional wavelength multiplexed system,

figure 3).

1 —-—l_1 Device 0 O o Device

T used // . used

- A asa /1 as a

N —m="1  multiplexer YRR I demultiplexer

1.4.3.2 | Bidirectional wavelength multiplexer/demultip

This is [a branching device which is capable of (beiy ultiplexer and a

demuitiplexer simultaneously (e.g. a device in w are
used as|input ports and others in the same devi ). In
. as

both inplt and output ports, figure 5).

Ay, + Ay
—————etl]—— ()

Y AP
IEC 737192
Figure 4
Ay
2 __M_rx_a_ A’2"-?"N
N -1 ——————l— ()
N it
N Ay A +A, Ayt Ay
1EC 73892
Figure 5

Both of these devices (1.4.3.1 and 1.4.3.2) have wavelength dependent transfer matrices
of the same form. This transfer matrix is as follows:
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Portes de réception

0 t 2 .. N
g of o e b2 - - N |
i
p N to] 0 - . . 0
o L 2| b
¢
t t
e
s O
n N tNO (4] (4]
Chaque coefficient t; et ¢ est, dans le cas idéal, 1 a la lg 5 a toutes

Pour chaque application, des informations légére ¢ s saires au
cohcepteur du systéme. La présentation de cesi 3¢ion ticle 3.

la qualité,
polr définir la spécification particgliére.

a%e la qualité

ispositifs de couplage sont décrites en détail en

2.1

Le
2.4

La:l i 3 : 3 iodicité de certains essais spéciaux dépendent gles carac-
té optiques)et d'environnement propres a chaque modéle, comme
indi i '

"apph \ tout essai prescrit, selon la décision du rédacteur de la spécifigation, doit
étleNi

2.3 Modéles associables

Le terme «modeéles associables» définit les composants d’'une sous-famille qui peuvent
étre groupés dans une spécification a des fins d’homologation et de contréle de conformi-
té de la qualité, comme indiqué en 2.3 de la CEl 875-1. Les dispositifs de couplage qui
dépendent de la longueur d’'onde sont considérés comme des modéles associables pour
les besoins de contréle par échantillonnage a condition qu’ils soient:

— de principe commun en ce qui concerne la fixation des céables;

— tels que les résultats d'un essai donné, effectué sur 'un de ces composants,
puissent étre considérés comme valables pour les autres modéles associables;
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—-15-
Receive ports
0 1 2 N
o] © o1 b2 oN
L o 1 to] © 0
a
u 0 2| %o
n f
c t
h S
N ol © 0
| IEC 739192

wavelengths.

For eac

present

2 Quaglity assessment procedures

This cl

physic
in each

The ap
shall be

22 Fri

use provides practical informatic
detail specification.

, optical
detail spé

Under (

onsideration.

h application, slightly different information is requife
htion of this information is described in clause 3

ot

ergting

The

e the

n the
cated

and

23 S

tructurally similar components

The term "structurally similar components" defines those components of a sub-family that
may be grouped together within a specification for qualification approval and quality
conformance inspection, as given in 2.3 of IEC 875-1. The wavelength selective branching
devices are considered as structurally similar for the purposes of sampling inspection

provide

d that they are:

— of common principle of cable attachment;

— such that the results of a given test, carried out on one of these components, can
be regarded as valid for the other structurally similar components;
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— produits par un fabricant en utilisant essentiellement la méme conception, les
mémes matériaux, procédés et méthodes.
2.4 Conditions d’homologation

Les procédures d'essai d’homologation sont données en 2.4, 2.5 et 2.6 de la CEl 875-1.
La spécification particuliére doit spécifier laquelle des deux procédures doit étre utilisée.

2.41 Procédure de I'échantillonnage fixe

La procédure utilisant un plan d’échantillonnage fixe est donnée ci-dessous.

2411 Echantillonnage
Un échantillon doit étre constitué d’un dispositif tel que défi tion parti-
cujiére. L'échantillon doit étre représentatif de la gamme d ologation
es rte par la
spgcification particuliére.
Lal proportion des spécimens de caractéristiqu ‘ ée par le
coptréleur du fabricant et doit satisfaire I'organismgn
Dds spécimens de rechange sont\a ctueux en
raison d’incidents non imputables aw:
Lel nombre de spécimens nécessajre : séquence
d'¢ssais (égal au tota illo 3
2412 E
l¢ minimum
Jécification
étre soumis aux essais du groupe «0», puis divis¢ pour les
eux» est compté lorsqu'un dispositif n’a pas satisfait & tout ou partie des
eslsais d’un gredpe.

L’homologation est accordée lorsque le nombre de dispositifs défectueux ne dépasse pas
le nombre de dispositifs défectueux autorisés spécifié.

2.41.3 Format de la séquence d’essai

Le format de la séquence d’essais pour homologation est donné dans le tableau 1. Un
exemple est donné dans l'annexe A.
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— produced by one manufacturer using essentially the same design, materials,

process and methods.

2.4 Qualification approval requirements

The procedures for qualification approval testing are given in 2.4, 2.5 and 2.6 of IEC 875-

1. The detail specification shall specify which of the two procedures is to be used.

2.41 Fixed sample size procedure

The procedure using a fixed sample size schedule is given below.

2.41.1 | Sampling

be repr

A samp!{ shall consist of a device as defined in the detail specificg
not be t

The proportion of specimens having different charg
manufagturer's chief inspector and shall be to the
inspectdrate.

shall
nay

the
sing

Spare \ ich are defective because of

incident

The number of specimens

2.41.2 | Testing

The complete s@

required dévices covered by this sectional specification
shall sa ents therein.

The wh 2 shalllbe subjected to the tests of Group "0" and then divided fof
other gr

"One ddfective™i ted when a device has not satisfied the whole or a part of the

of a gro

qual

mum
and

the

ests

Approval is granted when the number of defectives does not exceed the number of permis-

sible defectives specified.

2413 Test schedule format

The test schedule format for qualification approval is given in table 1. An example is given

in annex A.
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Tableau 1 — Séquence d’essais d'un échantillonnage fixe pour homologation

Référence CEI 875-1

Essai d'un échantillonnage fixe
(article ou paragraphe)

Taille de I’échantilion
et critére d’acceptabilité

(voir note)
c

Aytres groupes

NOTE - n = taille de I'échantilion;

¢ = critére d’acceptation du groupe (nombre autori

t = critére d’acceptation totale (nombre autorisé de di
groupes combinés).

X
o

roupe);

urs

2.4

La

2.5 Contréle de'x
Les procé
tiaz génér?@ ;

2-\-¢

réserves suivantes:

9e . . A

a23;

by

sricant\ peut regrouper la production courante en lots d'inspection,

par lot et

h spécifica-

avec les

ormément

— TI'échantillon essayé doit étre représentatif du type, des critéres et des dimen-
sions contenus dans le lot d'inspection. Si I'échantillon contient moins de cinq
spécimens d’'un méme type, la base de sélection des échantillons doit faire I'objet
d’'un accord entre le fabricant et 'organisme national de surveillance.

b) Inspection des groupes C et D

Ces essais doivent étre effectués sur une base périodique. Les échantillons doivent
étre représentatifs de la production courante pendant la période spécifiée.
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Table 1 — Fixed sample test schedule format for qualification approval

Sample size and

Fixed sample tests Reference IEC 875-1 criterion of acceptability
(clause or subclause) (see note)
n c t

Other gropips

<5
TS

NOTH - n = sample size;

2.42 lot-by-lot and periodic procedure

The progedure to be used for qualific and
periodic festing is given in

2.5 Quality conformarice i

The progedures ua ; gction are given in 2.7 of the generic specifi-
cation IHC 875-1.

A ma the

followi

nce

with 2.3;

— the sample tested shall be representative of the type, criteria and dimensions
contained in the inspection lot. If there are less than five of any one type in the
sample, the basis for selection of samples shall be agreed between the manu-
facturer and the national supervising inspectorate.

b) Group C and D inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis. Samples shall be representative of
current production of the specified period.
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2.5.2 Niveaux d’assurance de la qualité

Les niveaux minimaux d'assurance de la qualité, c’est-a-dire le niveau d’inspection, les
niveaux de qualité acceptable, la constitution des groupes, I'échantillonnage et la pério-
dicité sont donnés dans la spécification particuliére.

2.5.3 Format de la séquence d’essai

Le format de la séquence des essais lot par lot et périodiques pour le contrble de confor-
mité de la qualité est donné aux tableaux 2 et 3. Un exemple est donné dans I'annexe A.

NOTE - Les niveaux de controle (NC) et de qualité acceptable (NQA) sont choisis parmi les niveaux
donnés dans la CEl 410.

@%
8
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2.5.2 Quality assessment levels

The minimum quality assessment levels, i.e. inspection level, acceptable quality levels,
grouping, sampling and periodicity are given in the detail specification.

2.5.3 Test schedule formats

The test schedule formats for lot-by-lot and periodic tests for quality’ conformance
inspection are given in tables 2 and 3. An example is given in annex A.

NOTE - Inspection levels (IL) and quality acceptance levels (AQL) are selected from IEC 410.

@%
5
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Tableau 2 — Inspection des groupes A et B

Niveau de contrdle (voir note)
Essais de conformité Référence CEIl 875-1 Ni . B Ni
de la qualité (article ou paragraphe) iveau A Niveau iveau C
NC |NQA| NC | NQA| NC | NQA
Groupe A (essais lot par lot)
...... e
L[]
L ]
L
Groupe B (essais lot par lot)
R QN
. /\x
AN
NOTE — NC = niveau de contréle; \)
NQA = niveau de qualité acceptable. (7
5O
Tableau 3 —Inspectign'des groupes C et D
Eecai N \( \\) Niveau de contréle (voif note)
ssac;z ?::::'fi? T Reteréage CEJ 875 1 Niveau A Niveau B Niveau C
Essais péciodiques rticleou paragraphe)
A plnjclitl{plnlcit]|lpln|c]t
Groupe C (essai y
*
B SO NSREOUTRID N\ W SR
AN AN
Groupe.D (€ aiWues)
SRR ST

NOTE - p = périodicité (en mois);
n = taille de I'échantillon;

¢ = critére d’acceptation du groupe {(nombre autorisé de dispositifs défectueux par groupe});

t = critére d'acceptation totale (nombre autorisé de dispositifs défectueux pour plusieurs

groupes combinés).
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Table 2 — Group A and B inspection

Quality conformance
tests

Reference |IEC 875-1
(clause or subclause)

Inspection level (see note)

Level A

Level B

Level C

L

AQL | IL |AQL| IL

AQL

Group A (lot-by-lot tests)

*
*
*
7
Group B [(lot-by-lot tests) s
AR
NOTE - /L = inspection level; \ \)

AQL = acceptance quality level.

=\

60

nd. Di

Table 3-G

pection

Periodic tests

@

Quality] conformance test

Inspection level (see note)

Level A

Level B

Level C

pln

cltipinijclt| pin

cit

Group C|(periodic)

n = sample size;

NOTE - p = periodicity (in months);

¢ = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group);

t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for several group combined).
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2.6 Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits par la spécification
particuliére, ils doivent étre préparés conformément a 2.6 de la CEl 875-1. Si nécessaire,
la spécification particuliére doit donner toutes les informations nécessaires relatives au
format et aux attestations de rapports cettifiés.

2.7 Livraisons différées

Lorsque, conformément aux procédures de 2.7 de la CEIl 875-1, une réinspection est a
faire, les essais du groupe A doivent étre effectués.

3 | Essais et méthodes de mesures

Les détails concernant les méthodes d’'essais et de mesufe dans la
CHI 875-1. Les essais requis doivent étre spécifiés dans ificati iculiere. Le
présent article donne des renseignements supplémentairé i i la présen-

tafion des essais optiques.

NOTE - Pour les composants qui dépendent de la long eu 'on < { g ectrale des
coefficients de transfert a priorité sur I'essai de perte/d'i ion, Legsai i ion| n’est utilisé
que Iorsque des mesures de pertes dans la plage de ilisati equises par

2 ui, par leur

3.

Le i : exeur €n longueur d’onde, en foncfion de la
lo we une série de courbes de perte d'insertion
porte commune de sortie en fongtion de la

longueur d’'o f ésente la variation d'un coefficient d¢ transfert
lo arithmi cifi i o'1a longueur d’onde.

présenté a la figure 6, oU la porte J est la porte|d’entrée.

Max.J a, (xi)vl _________ U

1
Min. M N A (nm)

CEl 740092
Max. laio(xi)l = perte d'insertion maximale mesurée pour la porte i dans la plage de longueurs d'onde
d'utilisation spécifiée.

A= Iongueur d'onde d'utilisation spécifiée;

AN (N ) = plage de longueurs d’onde d'utifisation de la porte /.

1 mln I max

Figure 6
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2.6 Certified records of released lots

Where certified records of released lots are prescribed in the detail specification, these
shall be prepared in accordance with 2.6 of IEC 875-1. Where appropriate, the detail
specification shall give all information necessary concerning the format production and
certification of their certified records.

2.7 Delayed delivery

When, according to the procedures of 2.7 of IEC 875-1, a re-inspection is necessary, the
group A inspection shall apply.

3 Tests and measuring methods

Details pf the tests and measuring methods are included in IEC 875-\
shall bg specified in the detail specification. This clause providesu
the intefpretation and presentation of optical tests.

NOTE| - For wavelength selective components, the spectral depe 3 t test
takes |precedence over the insertion loss test. The insertioff loss teskis tsed on hsure-
ments| over the operating wavelength ranges are not requited i 2 occur
only fpr branching devices which, by design, do not 3igifi pf the
operafing wavelength ranges.

3.1  Wavelength multiplexer

The optjcal performance 3 ' n be
describ¢d as a series of p i : into
the co i beific

logarith

For exa A typical plot is shown in figure 6.

Max.|a, O | - - = = == - ==

L A (nm)
IEC 740192

Max. Iaio(xi)l = maximum measured insertion loss for port i over the specified operating wavelength range;
A, = specified operating wavelength;
Ak(A to A

i min . max) = Operating wavelength range for port /.

Figure 6
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perte d'insertion a,(},) entre chaque porte d’'entrée et la porte de sortie commune,

est tracée et Max. Ia (L)I enregistrée 3 l'aide d’'une méthode d'essai définie dans la
CEI| 875-1 pour les dlsposmfs de couplage.

La

largeur spectrale de I'élément sélectif en longueurs d'onde utilisé pour la mesure ne

doit pas dépasser 5 nm ou 50 % de la plage de longueurs d’onde d'utilisation nominale, ia

plu

La

s petite des deux valeurs étant & prendre en compte.

plage nominale de longueurs d’onde d’utilisation d’'une porie d’entrée donnée est

définie comme la plage de longueurs d'onde de part et d’autre de la longueur d'onde
d'utilisation spécifiée dans la spécification particuliére, pour laquelle la perte d’insertion
doit étre inférieure & X dB (définie dans la spécification particuliére).

Si
rel
mé
CE

pla

En
d’u
tak

la spécification particuliére I'exige, les puissances réfléchi (A dojvent étre
bvées dans la plage de longueurs d’onde d’utilisation cq

thode d'essai de dépendance spectrale de la puiss dans la

s chaque

5 optiques
$ dans le

s la plage

Porte d’en insertion maxi le mesurée (dB) | Puissance réfléchie minimale mﬁsurée (dB)
n° Ia de longueurs d'onde sur la plage de longueurs ¢’onde
/\ ation Al d'utilisation A%,
a;(k) a;,(A)
g, (M) a;(A)
N anolty) auniy)

NOTE - Pour qu'un dispositif réponde aux prescriptions de la spécification particuliére, aucune valeur
de a, (M) ne sera supérieure aux valeurs spécifiées correspondantes et aucune valeur de a; (A) ne sera
mféneure aux valeurs spécifiées correspondantes dans les plages de longueurs d'onde d'utilisation
correspondantes.

L’annexe B donne un exemple de courbes et un tableau des résultats pour un dispositif
donné.
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Using a test method specified in IEC 875-1 for branching devices for each of the input
ports to the common output port, the insertion loss g,,(%;) is plotted and Max. Iaio(li)l is
recorded.

The spectral width of the wavelength selective element used for the measurement shall
not exceed 5 nm or 50 % of the nominal operating wavelength range.

The nominal operating wavelength range for a particular input port is defined as that range
of wavelengths around the operating wavelength specified in the detail specification, for
which the insertion loss shall be less than X dB (specified in the detail specification).

If requirgd by the detail specification, the return losses g;(A;) shali
corresponding operating wavelength range using the spectral re
specified in IEC 875-1. The minimum measured value of return
specified operating wavelength range shall be recorded.

Generally, there are two significant groups of parap eter

a) thg maximum measured insertid
port ojver the corresponding wavelength rang

b) thgp minimum measured return (loss for &
operating wavelength range.

Minimum measured return loss (dB
over the operating wavelength
range A,

Input|port

a3y

aiokxi) aii(-xi)

aNO.(A'N) aNN.(A'N)

= -

NOTE - For a device to meet the requirements of the detail specification, no value of alo(x|) will be
greater than, and no value of g ().) will be less than, the corresponding specified values over the
corresponding operating wavelength ranges

Annex B gives an example of the plots and a table of results for a particular device.
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3.2 Démultiplexeur en longueur d'onde

Les performances optiques d’'un démultiplexeur en longueur d’onde, en fonction de la
longueur d’'onde, peuvent étre représentées par une série de courbes de perte d’insertion
entre la porte d’entrée commune et les N portes de sortie, en fonction de la longueur
d’onde.

Chaque courbe représente la variation d’un coefficient de transfert logarithmique spé-
cifique en fonction de la longueur d’onde. Un exemple de courbe est donné a la figure 7,
ol la porte j est la porte de sortie.

a ;(dB)

Min] a, ()]

Max" 4, (xi)l

p41192

13,1 = patte dinsertior \
Min. |a°i c i S aimale miesurée (isolation) de la porte i dans la plage de longueurs
d'onde d'utilisatjo ifiée D v . i 0);

e) et cha-

Les coefficients d’isolation n'ont pas a étre mesurés si le dispositif, par sa conception, ne
présente pas de niveau d’isolation inférieur & la valeur ou aux valeurs précisées dans la
spécification particuliére applicable.

La largeur spectrale de I'élément sélectif en longueur d’onde utilisé pour les mesures ne
doit pas dépasser 5 nm ou 50 % de la plage de longueurs d’onde d'utilisation nominale, la
plus petite des deux valeurs étant & prendre en compte.

La plage nominale de longueurs d'onde dutilisation est définie comme la plage de
longueurs d’onde s’étendant de part et d’autre de la longueur d'onde d'utilisation précisée
dans la spécification particuliére pour laquelle la perte d'insertion est inférieure & X dB et
I'isolation supérieure & Y dB. Les valeurs de X et Y doivent étre précisées dans la spécifi-
cation particuliére.
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3.2 Wavelength demultiplexer

The optical performance of a wavelength demultiplexer as a function of the wavelength
can be described as a series of plots of insertion loss versus wavelength from the common
input port to the N output ports.

Each plot represents the wavelength dependence of a specific logarithmic transfer
coefficient. For example, if port i is the outupt port, a typical plot would be as shown in
figure 7.

a_; (dB)

Min | 2 (A )

|
]
'
1
1
Max.| a; ()] :
1

//

Ay A (nm)

IEC 741192

Max. | ange
ax, ()
Min. |k .(xj)l = mjni e d\i i i vave-
length Q IN
W
Using a Itted
from the s of
the insejrtion ax\| 4 oi(ki)l and, if required by the relevant detail specification| the
minimun
Isolation hibit

isolation levels less than the value(s) specified in the relevant detail specification.

The spectral width of the wavelength selective element used for the measurement shall
not exceed 5 nm or 50 % of the nominal operating wavelength range.

The nominal operating wavelength range is defined as that range of wavelengths around
the operating wavelength specified in the detail specification for which the insertion loss is
less than X dB and the isolation is greater than Y dB. The values of X and Y shall be
specified in the detail specification.
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Si la spécification particuliére I'exige, la puissance réfléchie a_ (A,) doit étre relevée dans
les plages de longueurs d’onde d'utilisation spécifiées, a l'aide de la méthode d’'essai de
dépendance spectrale de la puissance réfléchie définie dans la CEl 875-1. Les valeurs
mesurées minimales de puissance réfléchie a, (};) dans les plages de longueurs d’onde
d'utilisation spécifiées doivent étre enregistrées.

En général, il y a trois groupes importants de paramétres de performances optiques d'un
démultiplexeur en longueur d'onde et ceux-ci peuvent étre représentés dans le tableau 5
qui donne:

a) la perte d’insertion maximale mesurée entre la porte d'entrée commune et chaque
porte de sortie dans la plage de longueurs d’onde d'utilisation correspondante;

b) lisolation minimale mesurée entre la porte d'entrée commune et hague porte de
sortie dans chaque plage de longueurs d'onde d'utilisation n écifiéeXnominalement
pour cette porte de sortie;

une dans

c) la puissance réfléchie mesurée minimale pour la po ‘entrée\co

chaque plage de longueurs d’onde d’utilisation.

Tableau 5

\ Porte

Puissance [réfléchie
minimale mesurée (dB)
de la porte O spr les plages
de longueufs d’onde
d'utilisption

Perte d'insertion
sur les plageS de |

o

Q-

pngueur
bnde 1

An‘ 801(&\(7\

"oo(1 1)

aoo( i)

aoi(}‘N) aoN(AN) aoo(lN)

'un ‘dispositif remplisse les conditions de la spécification particuliére, (a) aucunp valeur
} dans les plages de longueurs d'onde d'utilisation spécifiées ne doit dépasser
es appropriées données dans la spécification particuliére, et (b) aucune v leur de
lages de longueurs d'onde d'utilisation spécifiées ne doit étre inférieure aux valeurs
ropriées données dans la spécification particuliére applicable.

< i ' ou N est élevé, de faibles
contributions d'isolation dans une porte de sortie pour N — 1 longueurs d'onde, peuvent, dans
certains cas, se combiner pour entrainer des niveaux de bruit importants & la sortie.

ah)
spécnflées

L’annexe B donne un exemple de courbes et un tableau des résultats pour un dispositif
donné.

3.3  Multiplexeur/démultiplexeur en longueur d’onde

Les performances optiques de ces types de dispositifs sont mesurées de la méme
maniére que pour les multiplexeurs et pour les démultiplexeurs.
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If required by the detail specification, the return loss a_ (};) shall be plotted over the
specified operating wavelength ranges using the spectral return loss test method specitied
in IEC 875-1. The minimum measured values of return loss a_(A;) over the specified
operating wavelength ranges shall be recorded.

Generally, there are three significant groups of optical performance parameters of a wave-
length demultiplexer and these can be displayed in table 5 which gives:

a) the maximum measured insertion loss between the common input port and each
output port over the corresponding operating wavelength range;

b) tHe minimum measured isolation between the common input port (and each onlntput
port ¢ver each operating wavelength range not nominally specified pri;

¢) ttle minimum measured return loss for the common input-po ating

wavelength range.

ZOrt Minimum measurdd
o.
Maximum insertion loss/a % return loss (dB)
over the operatf from ;?ort 0 over the
operating wavelength
ranges
Wave-
length 0
)‘1 aoo(}‘i)
ki 850lM)
}"N aoo()‘N)
NOT \>
1 e requirements of the detail specification, (a) no values of a_(};,) and of
a, (%) specifi rating wavelength ranges shall exceed the appropriate specified values
given in the~detail specification and (b) no values of a_(};) over the specified operating wavelength
rangps shall'\béNess than the appropriate specified values given in the detail specification.

tion contributions at N - 1 wavelengths in one output port may, in some circumstances, combine to
result in significant noise levels at the output.

Annex B gives an example of the plots and a table of results for a particular device.

3.3 Wavelength multiplexer/demultiplexer

The optical performance of these types of devices is measured in the same way as for
muitiplexers and for demultiplexers. :
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3.3.1 Multiplexeur ou démultiplexeur en longueur d’onde

Les performances optiques d'un multiplexeur ou démultlplexeur en longueur donde
peuvent étre précisées par les tableaux 4 et 5.

3.3.2 Muitiplexeur et démultiplexeur bidirectionnel en longueur d’onde

Les performances optiques d'un multiplexeur et démultiplexeur bidirectionnel en longueur
d'onde peuvent étre précisées par les tableaux 4 et 5 ainsi que par le tableau 6 qui donne
la puissance réfléchie minimale pour chaque porte & chaque longueur d'onde spécifiée
dans les plages de longueurs d’onde d’utilisation.

Tableau 6 A
(@AN

P:)rtel Puissance réfléchie minimale mes{(rée\(dB)
n sur les plages de longueugs d'orde
d'utilisation spéci@
Longueur . N \
d'onde ° \ \b(
A 3,5(2q) % \/aNNOH)
X 3,0() > . ayn()
My a,,(Ay) anniry)

ur un démultiplexeur en longueur
ntnbuuons d'isolation dans une porte

n particuliere cadre prescrit le format standard pour réunir les informa-
ti

¢ essentielés concernant ou affectant les parameétres fonctionnels et les |exigences
d'ﬁma.m:e de la qualité pour tous les composants de cette sous-famille de dispositifs de

couplage.

4.2 Instructions pour remplir une spécification particuliére

Des espaces sont prévus dans cette spécification particuliére cadre pour insérer certaines
informations essentielles. Les espaces sont repérés a l'aide de numéros entre paren-
théses. Le contenu de ces espaces numérotés est décrit ci-dessous. Les espaces donnés
dans cette spécification particuliere cadre ne sont qu'un exemple, car ils varient d'une
spécification particuliére & I'autre en fonction de la quantité d’informations qui doit étre
fournie.
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3.3.1  Wavelength multiplexer or demultiplexer

The optical performance of a wavelength multiplexer or demultiplexer can be specified by
tables 4 and 5.

3.3.2 Bidirectional wavelength multiplexer and demultiplexer

The optical performance of a bidirectional wavelength multiplexer and demultiplexer can
be specified by tables 4 and 5 together with table 6 which gives the minimum return loss
for each port at each specified wavelength over the operating wavelength ranges.

Table o /(
N

zort Minimum measured return loss (dB)
°. over the specified operating
wavelength ranges (\

may, in some\direumstanses,

e

informatjon relating~t6 or affecting the operational parameters and quality assessinent
requirements for all components of this branching device sub-tamily.

This blank detail_spegification prescribes the standard format for stating the essa{rv\tial

4.2 Instructions for completion of a detail specification

Spaces are provided for entering essential information in this blank detail specification.
The spaces are identified by numbers between brackets. The contents of these numbered
spaces are identified below. The spaces shown in this blank detail specification are only
an example, since they will vary from one detail specification to another, depending on the
amount of information that is to be filled in.
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Cependant, seulement des essais applicables & un dispositif particulier doivent étre insé-
rés lors de 'établissement de la spécification particuliére correspondante.

Identification de la spécification particuliere

(1) Le ou les noms de Porganisme national sous l'autorité duquel la spécification
particuliére est rédigée.

(2) Le numéro CE! de la spécification particuliére cadre, suivi de «CEl» et du numero
attribué a la spécification particuliére.

iopr et toute

(5) Identification du composant
Insérer les détails définis au point (5) de 4.3/

ju compo-

riespondant
£teurs. Le
5 dans les
sont diffé-

(9)( )Essais applicables

i i rl ntréle de conformité de la qualité et I’hoologation
doivent étre insérés dans les espaces prévus conformément au format de la séquence

d’essais donnée. Se référer aussi & 'exemple donné dans I'annexe A.

Les essais non applicables pour un type de dispositif donné doivent soit n'étre pas
énumérés, soit étre marqués «NA».

(10) Renseignements complémentaires

Insérer les informations complémentaires conformément aux prescriptions suivantes:
— marquage;
— informations relatives aux commandes;
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However, only tests that are applicable to an individual device shall be entered when
establishing its corresponding detail specification.

Identific

(1)

ation of the detail specification

The name(s) of the national organization under whose authority the detail sp

cation is drafted.

ecifi-

(2) The IEC number of the blank detail specification, followed by "IEC" and the allot-
umber for the detail specification.

ted n

3)

catio

4)

information required by the national system.

®)

Enteq the details as defined in item (5) of 4.3.
The flerm "Function” shall include a short des

inclug

(6)
Enter

(7)

(8)

Show
of fib
duce

listeq i

(9)

Identification of component

ling its principle of operation.

Classification characteristics

sions of the relevant body style including posi

The

hpplicable tests for quality conformance inspection and qualification approval

nctior of the compdgnent

ions

g outline drawing and mounting details shall be r¢pro-
Variants requiring alternative outline dimensions shgll be

shatl

be entered in the spaces provided, in accordance with the test schedule formats given.
Refer also to the example given in annex A.

Not applicable tests for a particular device type shall be either not listed or
marked "NA".

(10)

Supplementary information

Enter supplementary information in accordance with the following requirements:

marking;
ordering information;
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— documents associés (en plus des documents énumérés),
— prescriptions pour les comptes-rendus certifiés des lots acceptés;
~ modeles associables.

(11) Détails des essais et prescriptions

Les données de référence pour les valeurs assignées et les caractéristiques du dispo-
sitif conformément aux prescriptions doivent étre énumérées. Les particularités par
rapport aux prescriptions minimales énumérées doivent étre indiquées clairement.

Les informations concernant chacune des variantes traitées par la spécification particu-
liere doivent comprendre: )

les types de connecteurs applicables & chaque variante;

les types de cables et/ou de fibres utilisables pour cha

les alternatives de protection en fonction de I'enviroR

les détails pour les différentes brides de monta 5 taraudés

soit des trous lisses.

Q@
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related documents (additional to those listed);
requirements for certified records of released lots;

structural similarity.

Tests details and requirements

Reference data for the ratings and characteristics of the device in accordance with
requirements shall be listed. Deviations from the minimum requirements listed shall be
clearly indicated.

The information relevant to each of the variants covered by the detail specification shall
include:

he

connector types applicable to each variant;
cable and/or fibre types applicable to each variant;
alternative environmental protective finishes;

details of alternative mounting flanges having eithe

bies.

Q@

nting
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4.3 Format de la spécification

(1) ORGANISME NATIONAL (2) Page ....rveenne.
.................................................................................... de e CEl .o
(3) COMPOSANT DE QUALITE CONTROLEE (8) ettt e e e s
conforme a: . :
- LA SPEClFICATION GENERIQUE: TR et
— LA SPECIFICATION INTERMEDIAIRE: woo..... Edition ..ot
(8) SFjECIFlCAT|ON PARTICULIERE POUR DISPOSITIFS DE COUPLAGE A FIBRES ©PTIQU
DEPENDANT DE LA LONGUEUR D’'ONDE
B 177 - 1= SO UO SO UOU OO OO PO OO RUUROUIUUUUUPSURTOOPSOURUOPTSRID 2000 VI NP WP PSPPI
FORCLION oo eeeeeeeeeceeeeeeeeestesssaesesaseressssssansssesensnsessnnsanssneesessonnesssfinsooDugeesNyereesdgle Ve sdereseens Ngeene iee
Nombre de plages de longueurs d’onde d'utilisation
Particularités
() Caractéristiques de classification
Propriétés optiques
dB max.
dB min.
dB min.
dB max.
nm
..................................................................................................................... nm
T (7) AVERTISSEMENT POUR LA SECURITE

Il convient de prendre des précautions lors

Type de connecteur ........c.ooeveeeeecnrennn de la manipulation de fibres optiques de petit
diamétre pour éviter toute perforation de la
L i peau, en particulier dans la zone de Foeil.
Catégorie climatique..........cccovmrieincnnens :
La vision directe de I'extrémité d'une fibre
Niveau d’assurance de la qualité .............. optique qui propage de I'énergie n'est pas
recommandée, & moins qu'on ait obtenu
Autres valeurs assignées et auparavant l'assurance que le niveau

caractéristiques, selon besoin ................... d'énergie en sortie est sans danger.
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4.3

Specification format

(1

NATIONAL ORGANIZATION

(3)

COMPONENT OF ASSESSED QUALITY
in accordance with:

— GENERIC SPECIFICATION: ..cnermrecceeeennnene

—~ SECTIONAL SPECIFICATION: ..ccvveceenenenennnes

(5)

DE[TAIL SPECIFICATION FOR WAVELENGTH SELECTIVE FIBRE OPTIC BRANC

B L7 - JO OO ST OO U U OO OO VRSP BT OOV OUOSUUUUURUHRPUTSOUSPPROPSISPIUIPPIPSOPPID AT W NI WORD: SIS

FUBCHION oo et eeeeeeeeee et aesaeseassesssesseesessssnssssensrsssnnrossansascesaceemeeglinssossDageeNerr oo e le N e enes Noeeviee

Nufnber of operating wavelength ranges

Spégcial features

(6)

Cldgssification characteristics
Oplical properties

Insertion loss between conducting ports .....\...>

1SOIAtION v e Nee e e

Sty

Fibretype ... 0 oo,

RetUrn 1085 ..iiieeeeeiecriieeecerreerrresseaenee[reeesrceessssreeeesssgees D

Cable type ..ot

Connector type ......covceveeercereceniciene

Climatic classification .......cccccovvcencicnnns
Quality assessment level ..........ccoovnnnes

Other ratings and characteristics
as required .......ooooceeecircrnecnni s

(7) SAFETY WARNING

Care should be taken when handling smaill
diameter optical fibre to prevent it from punc-
turing the skin, especially in the eye area.

Direct viewing of the end of an optical fibre
when it is propagating energy is not recom- '
mended unless prior assurance has been
obtained as to the safe energy output level.
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(8)

Schéma d’encombrement

Dimensions <\ <(> G

N
BN

Details de montage
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(8) Outline drawings

Dimensdions

Ref.

Min.

RN

Mounting details
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9) Essais pour homologation et contréle de conformité de la qualité

Taille de I'échantilion
Référence CEl 875-1 et critéres d'acceptabilité

Essais d'un échantillonnage fixe
(article ou paragraphe)

Groupe 0

N

Q \Mu de contrgle

Essais d formité Réfé CE| 87§-1
ssais de conformi érence NiveatA | Niveau B Niveau C

de 1a qualité (article ou pakagr
(\ 6 ‘\N(? NQA| NC | NQA] NC | NQA

Grpupe A (essais lot par lot) ®

‘ Niveau de controlé
Référence CEl 875-1

(article ou paragraphe) Niveau A Niveau B Niveau C

pinlclitip{nlc|t|plnlclt

N
Girlo C\(%aWues)
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(9) Tests for quality approval and quality conformance inspection

— 43—

Fixed sample tests

Reference |IEC 875-1
(clause or subclause)

Sample size and

criterion of acceptability

Group 0

N

Quality conformance

Reference IEC 875-

Q In%M level

\\/Level B

tests (clause or subcl /\Lev A Level C
(\ () ‘,4,@7. iL {aoL| i |[aaL
Group A [(lot-by-lot tests) N
T
) Inspection level
Quality conformance test rence IEC 875-1 '
Peri (clause or subclause) Level A Level B Leve{ C
nfc|tipln|c|t nlklt

Group C



https://iecnorm.com/api/?name=e84376316b2bccbc66f954020b7f4ac0

_44 -

875-3© CElI

(10) Renseignements complémentaires

Marquage des composants

Numéro de référence du fabricant
Marque d’identification du fabricant
Code de la date de fabrication (année/semaine)

Marquage supplémentaire tel qu'identification des portes

Marquage de I'emballage du composant

Désignation CEl du type

Numéro de référence du fabricant

Inf,

Do|

Md

Prescriptions pour les ra

Marque d’identification du fabricant

Code de la date de fabrication

Code d’identification de I'usine du fabricant
Niveau d’assurance de la qualité

Numéro de référence des rapports certifiés de lots acceptés

Marquage supplémentaire tel quinstruction pour I'assemblagé

des mesures de sécurité a prendre.
brmations relatives aux commandes

Numéro de la spécification particuliépé

Lettre code du niveau d'assurance d
cuments associés

Une future publication de la CE

Autres (si nécessaire

déles assc@zv\
A\
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(10) Supplementary information
Component marking
Manufacturer's part number
Manufacturer’s identity mark
Manufacturing date code (year/week)

Additional marking such as port identification
Component package marking

IEC type designation

Manufacturer's part number

Manuffcturers identity mark

Manufacturing date code

Manufacturer's factory identification code

Quality assessment level

Referelnce number of certified record of released lots
Additignal marking such as instruction for assembling and a prominegt wa
safe wprking practices.

Ordering information

Detail gpecification number

Quality assessment level code letter

Related drumenls

A futuge {EC publication dealing with safety.

Otherq (where required)

Requirements for certified recoxds

Structural|similarity Q
AN

N/
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(11) Détails des essais et prescriptions

875-3© CEI

Généralités

Référence CEI 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Examen visuel

Dimensions et masse

3.3
34

NOTE - D = destructif; N = non destructif.

24

@%
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(11) Test details and requirements

—47 -

General

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Visual inspection

Dimensions and mass

3.3
3.4

NOTE - D =destructive; N = non-destructive.

8

@%
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Optique

Référence CEl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Perte d'insertion

Numéro de la méthode

Type de fibre

Longueurs des fibres (L1, L2 ...)
Conditions d'injection
Extracteur de modes de gaine
Raccord temporaire
Fibre-de-référence

3.5.2

Connecteur de référence

Dispositif de couplage de référence
Source

Excitateur

Détecteur

Dérogations

Dépendance spectrale des
cqefficients de transfert

O O

Numéro de la méthode

Raccord temporaire
Fibre de référence

Fibre de référence

Type de fibre

Longueurs des fibres (L1, L2 ...}
Conditions d’injection

Extracteur de modes de gaine <

Connecteur de référe Q
Dispositif de couplage de référence

Source

Excitateur

Monochromateur

Détecteu<> .
Dérogation

3.5,

354

Connecteur de rétérence

Dispositif de couplage de référence
Source

Excitateur

Monochromateur

Détecteur

Dérogations

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Optical

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks

and requirements

N/D

Insertion loss

Method number

Fibre type

Fibre lengths (L1, L2 ...)
Launch conditions
Cladding mode stripper
Temporary joint
Referepece-fibre

3.5.2

Reference connector
Referepce branching device
Sourcq unit

Excitafion unit

Detectpr unit

Deviations

Spectral Pependence of
the transfer coefficients

Methodl number

Fibre type

Fibre lpngths (L1, L2 ...)
Launch conditions

Cladding mode stripper
Tempdprary joint

Referdnce fibre

Refereince connector
Refereince branching device
Sourcé unit

Excitation unit

Wavelength selective eleme
Detector unit

Deviatjons

Polarizatfon dependgnce
the transfer coefficiehts

Refergnce’fibre
Referdnce connector

3.5.3

354

<

Reference branching device
Source unit

Excitation unit
Monochromator

Detector unit

Deviations

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Optique

Référence CEl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Dépendance modale des
coefficients de transfert
(A I'étude)

Suivi de la perte d'insertion

Type de fibre
Longueur des fibres (L1, L2 ...)
Conditions d'injection

3.56.86

3.6.6

xtracteur de modes de gaine
Raccord temporaire
Fibre de référence
Connecteur de référence
Dispositif de couplage de référence

Squrce

Puissance de sortie
Longueur d’onde de créte
Largeur spectrale
Cohérente/incohérente
Stabilité de la puissance
Type de fibre amorce

Excitateur
Conditions d’injection

Détecteur
Sensibilité maximale
Linéarité

Sensibilité en |
de créte

Pliissance maximale acceptable

357

3.5.8

Durée en ondes continues
Dérogations
Mesures

Bruit modal
(A I'étude)

3.5.9

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Optical

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Modal dependence of the
transfert coefficients
(Under consideration)

Monitoring of insertion loss

Fibre type
Fibre length (L1, L2 ...)
Launch conditions

3.5.5

3.5.6

Claddir g mode D:I;ppvl
Tempofary joint

Referefce fibre

RefereEce connector
Referefce branching device

Source|unit

Ppwer output

Peak wavelength
pectral width
Cioherent/incoherent
pwer stability

Flbre pigtail type

aximum sensitivity
Linearity

eak wavelength
Pnsitivity

avelength sensitivi
range

ability
Fjbre pigtail

Deviatipns

S

Deviatipns

Maximum power capability

3.5.7

3.5.8

Continuous wave duration
Deviations
Measurements

Modal noise
(Under consideration)

3.5.9

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Mécanique Référence CEl 875-1 Remarques

(article ou paragraphe) | - et prescriptions N/D-

Vibrations 3.6.2

Type de fibre
Type de cable
Type de connecteur
Longueur du cable
Supports et ancrages
Gamme de fréquences

HES S

érogations

Mesures

Sqcousses 3.6.3

ype de fibre
ype de cadble
ype de connecteur <
ongueur du cable
upports et ancrages
ccélération

Durée des impulsions

Nombre de cycle C

PDérogations
Mesures

Chocs

Type de fibre

Type de cable

Type de connecte
Longueur du cabl
Supports e ra
Accélérati

Durée des imp RS
Nombre de gytle

3.6.5

Subpports et ancrages
Ll ~

Montage et orientation
Accélération
Durée des impulsions
Dérogations

Mesures

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Mechanical

Reference {EC 875-1
(clause or subclause)

Remarks

and requirements

N/D

Vibrations

Fibre type

Cable type

Connector type

Cable length

Supports and anchorage
Frequency range

3.6.2

Duratiop
Devia;itns
asurements

Bump

Fibre type

Cable }pe

Connegdtor type

Cable Ipngth

Supports and anchorage

Accelefation

Pulse duration

Numbet of cycles

Deviatipns
Measurements

Shock

Fibre type
Cable type

Suppo

aleisle e
~F

3.6.3

3.6.5

Mounting and orientation

Acceleration

Duration

Deviations
Measurements

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Mécanique

Référence CEl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Impact

Orientation du spécimen
Rayon de la face du marteau
Masse du marteau

Hauteur de chute

Point d’'impact

Nombre d'impacts

Dé i
LeTogauonns

3.6.6

Mesures

Eksai de chute

Type de fibre
Type de céable
Type de connecteur
Longueur du cable
Supports et ancrages
Sévérité
Durée
Dérogations

Mesures

Rlésistance a la compression

Type de fibre

Type de cable

Type de connecteur
Longueur du cable
Matériau et durete de la'surface
Charge

Durée
Orientation du
Dérogation

Valéur, de Taforgé de traction

Vitésse d'application
Durde.

3.6.7

3.6.9

Dérogations
Mesures

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Mechanical

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Impact

Specimen orientation
Hammer face radius
Hammer mass

Drop height

Point of impact
Number of impacts
Deviatiens

Drop tes

3.6.6

Measurements

Fibre type

Cable fype

Connegptor type

Cable Jength

Supports and anchorage
Severily

Duratipn

Deviatjons

Nleasurements

Crush registance

Fibre type
Cable type
Connegtor type
Cable [ength

Test

s{irface material ang\hard

Pad mfaterial and hardness

Load

Duratipn
Specimen orientaticn

Deviations

Pulling

Cableft

Cable
Tensil
Rate g¢f application

Measuremefits

b force value

Duratibn
Deviations

3.6.7

3.6.9

Measurements

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Mécanique

Référence CEl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Compression axiale

Type de céable

Longueur du cable

Valeur de la force de compression
Vitesse d'application

Point d’application

Durée

3.6.10

DA r'H
oerogautons

Mesures

Teorsion

Type de céble
Type de connecteur
Longueur du céble
Valeur du couple
Point d'application
Durée d'application
Dérogations
Mesures

2

itation
(A I'étude)

\‘

bmps de stockage
(A I'étude)

N

3.6.11

12

QX
RS

Bl
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Mecanical

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Axial compression

Cable type

Cable length
Compressive force value
Rate of application
Point of application
Duration

3.6.10

Deviatipas
Nreasu rements

Torsion

Cable type

Connector type

Cable Ipngth

Torque|value

Point of application

Duration of application

Deviatipns
Measurements

Nutation

(Under[consideration)

Storage life

(Under|consideration)

3.6.11

TN
NOTE - D - destructh}i\w‘\%}sﬁs\x}we\\

E
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Environnement Référence CEl 875-1 Remarques

(article ou paragraphe) et prescriptions N/D

Froid 3.7.2

Type de fibre

Type de cable

Type de connecteur
Longueur du céble
Température

Durée

é ations
fogatdons

Mesures

Chaleur séche 3.7.3

Type de fibre
Type de cable

Type de connecteur

Longueur du céble <
[Température

Durée

Dérogations

Mesures C

Chaleur humide, essai continu 4

Type de fibre e
Type de cable
Type de connecteur

Longueur du cable

Température

Humidité relative
Durée

Dérogatio@

Ej 3.7.56

Durée d'expagitioh a la chaleur humide
Procédure de préconditionnement
INuméro de la méthade d'essaij
Dérogations

Mesures

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Environmental

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Cold

Fibre type
Cable type
Connector type
Cable length
Temperature
Duration
Deviatipns

3.7.2

easurements

Dry heat

Fibre type
Cable type
Connedtor type
Cable length
Tempefature

Pre-copditioning procedure
Test method number

3.7.3

Deviations
Measurements

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Environnement

Référence CEI 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Condensation

Type de fibre

Type de cable

Type de connecteur
Longueur du cable
Basse température
Haute température

emont-do-tem pérah Ire.

3.7.6

Nombre de cycles
Dérogations
Mesures

=<

ariation rapide de température

Type de fibre

Type de céable

Type de connecteur

Longueur du cable

Basse température

Haute température

Vitesse de changement de températy
Nombre de cycles Q

Dérogations

Mesures
Endurance a haute tempgrature <

Type de fibre

Type de cable

Type de connect:

Longueur dd sébl
Températ \

Durée %

Longueur du
Ddarée
_D_émgafinne

3.7.7

3.7.9

Mesures

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Environmental

Reference IEC 875-1
{clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Condensation

Fibre type

Cable type
Connector type
Cable length

Low temperature
High temperature

3.7.6

Numberr of cycles
Deviatipns
Measurements

High temperature endurance

Fibre type
Cable type
Connegtor type

Cable length
Tempefature

Duratign

Cable |ength
Duratign
Deviatlons

Measurements

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Environnement

Référence CEIl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Immersion

Type de fibre

Type de cable

Type de connecteur
Longueur du céble
Pression

Durée

e $i
erogatons

3.7.10

Mesures

Atmosphére corrosive
(Brouillard salin)

Type de fibre

[Type de cable

Type de connecteur

Longueur du céble

Durée

Dérogations
Mesures

Almosphére industrielle

Type de fibre
Type de cable
Type de connecteur

oisissures

Durde

Longueur du cable Q
Durée
Dérogations
Mesures
Inflammabilit@ 3.7.138
Type de fibre

3.7.11

12

3.7.14

Dérogations
Mesures

NOTE - D = destructif; N = non destructif.
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Environmental

Reference |EC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Immaersion

Fibre type
Cable type
Connector type
Cable length
Pressure
Duration
Deviations

3.7.10

Measurements

Corrosivie atmosphere
(Salt migt)

Fibre fype
Cable|type
Conngctor type
Cablellength
Duratipn

Deviafions
Measurements

Industrigl atmosphere

Fibre {ype
Cable|type
Conngdctor type
Cableliength
Duratipn

Devialions
Measurements

Flammabpility Q

Fibre type
Cable
Connd
Point

Durati
Deviafi

Mould g

Duratipn

rowth

3.7.11

3.7.13

3.7.14

Deviations
Measurements

NOTE - D = destructive; N = non-destructive.
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Environnement

Référence CEl 875-1
(article ou paragraphe)

Remarques
et prescriptions

N/D

Basse pression atmosphérique

Type de fibre

Type de céable

Type de connecteur

Durée

Dérogations
Mesures

3.7.15

R&yonnement solaire

Type de fibre

Type de cable

Type de connecteur

Dérogations
Mesures

Rayonnement jonisant

Résistance aux solvants et
aux fluides contaminants

Type de fibre

Type de céble

Type de connecteur

Liste des fluides

Dérogations
Mesures

S./7.19

NOTES

ues, il
supplé-
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Environmental

Reference IEC 875-1
(clause or subclause)

Remarks
and requirements

N/D

Low air pressure

Fibre type

Cable type

Connector type

Duration

Deviations
Measurements

3.7.18

Solar radjation

Fibre type

Cable fype
Connegtor type
Deviatipns
Measurements

Nuclear madiation

Resistange to solvents and
contamingting fluids

Fibre type

Cable fype
Connegtor type

List of Fluids
Deviatipns
Measurements

aJ9./.10

3.7.17

3.7.18

O

NOTES

1 Where return loss coefficien

2 [The follo

envifonmental orméch
- inspection of@
- transfer tni
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